
産総研の基準太陽電地の一次校正値に対する 
IEC 60904-3改正の影響度評価結果 
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種類 

校正値の差 

(Ed3.0/Ed2.0-1) x 100 (%) 

非充填C-Si 0.001% 

充填型C-Si 0.001% 

擬似TOP 0.003% 

擬似Middle 0.002% 

擬似Bottom 0.000% 

擬似DSC 0.003% 


